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time [id] title presenter

16:20 [18] CMOS 硅像素探测器电荷收集效率研究 SHI, Xin

16:35 [19] 用于低能X射线成像的高分辨计数型SOI芯片的研究 Dr LU, Yunpeng

16:50 [20] 基于 SiPM 读出的切伦科夫探测器研究 Dr LI, xin

17:05 [21] 多层厚GEM（M-THGEM）研制 PENG ZHIYUAN

17:20 [22] 低物质量硅像素探测模块的研究 Mr 董, 明义

17:35 [23] 基于CMOS工艺的SiPM/APD阵列探测器件研究 赵梅

17:50 [24] 2x2像素SiC带电粒子探测器研究 梁晓华
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